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深度百分表试行检定规程

    本规程适用于新制造、使用中和修理后的分度值0.01 mm，示值范围0--10 mm,

测量范围为0一100 mm的深度百分表的检定。

一 概 述

    深度百分表 (以下简称深度表)是测量盲孔、凹槽等的深度尺寸的计量器具。

    深度表由专用百分表、锁紧装置、基座和可换测杆等组成，如图1所示，并附有校

对用的量具如图2所示。

10
            图 1

1一专用百分表;2-锁紧装里;

3-基 座 :4一可换测杆 ;5- 侧头

图 2

二 检定项目和检定条件

深度表的检定项目和检定工具列于表 to
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表 1

序号 检定项目 主要检定工具

检定类别

新制造 修理后 使用中

1 外 观 + + +

2 各部分相互作用 + + +

3 测量面的表面粗糙度 表面粗糙度比较样块 + +

4 基座测量面的平面度 2级平晶、0级样板直尺 + + +

5 专用百分表的检定 按JJG 34-1984①检定规程 + + +

6 示值变 动性

1级平板 (研磨面的)、3级量块

十 十 +

7 示值误差 十 + +

8 校对用的量具 4等或2级量块、光学计 + + +

注:表中“十”表示必须检定，“一”表示可不检定。

2 检定深度表的室内温度和平衡温度时间的要求见表20

表 2

类 别 室温 (℃ ) 每小时温度变化 (℃) 平衡温度时间 (h)

深度表 20士10 2

校对用的量具 20士5 1

尺寸 一10 mm 尺寸>10一100 mm

2 2.5

三 技术要求和检定方法

外观

  要求

该规程已被JJG 34-19%代替 (出版者注)①

2
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3.1.1 测量面不得有碰伤、锈蚀及明显的划痕。非测量表面不得有脱铬、掉漆和毛刺

以及影响外观的其它缺陷。

3.1.2 可换测杆应标注测量范围，校对用的量具上应标注标称尺寸。

3.1.3 专用百分表的表盘上应标有 “深度专用表”的字样。分度盘上还应有按反时针

方向排列的数字。深度表上还应标有分度值、测量范围、制造厂名或厂标及出厂编号。

3.1.4 使用中和修理后的深度表允许有不影响使用质量的外观缺陷。

3.2 检定方法:目力观察。

4 各部分相互作用

4.1 要求

4.1.1 锁紧装置的作用应切实有效。夹紧百分表装夹套筒后，测杆的移动及指针回转

应平稳、灵活，不得有跳动、卡住和阻滞现象。

4.1.2 可换测杆的更换要方便，紧固后应可靠。

4.2 检定方法:试验和目力观察。

5 测量面的表面粗糙度

5.1 要求:见表30

衰 3 (AM)

讼铿\测 头 基座 校对用的量具

钢 R,0.1 R,0.1 Re 0.05

硬质合 金 Re 0.2

5.2 检定方法:用表面粗糙度比较样块检定，有争议时用表面粗糙度仪器检定。

6 基座测量面的平面度

6.1 要求:不超过表4的规定。

裹 4

基座长度 (mm) 成100 > 100

平面度 (pm) 2 2.5

注:距边缘1 mm范围内允许塌边。

6.2

6.2

检定方法

  新制造和修理后的基座测量面长度毛100 mm的深度表用直径大于被检基座测

                                                                                                                        3
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量面长度的2级平晶以技术光波干涉法进行检定。平面度误差S按下式计算:

            久
d'二 n .下不

                  乙

式中:n— 干涉条纹的条数;

      A— 工作光波波长。

    图3所示干涉条纹为5条。

6.2.2 深度表基座测量面长度>100 mm的和使用中的基座测量面长度毛100 mm的，

均用0级样板直尺以光隙法按图4所示方向进行检定。

                      图 3 图 4

    在各方向量得的光隙与标准光隙相比较，从而确定其直线度误差 (标准光隙由2级

量块、2级平晶和0级样板直尺组成)。若在各方向光隙均出现在样板直尺中间 (凹形)

或两端 (凸形)，取直线度误差最大值为受检基座测量面的平面度;当在一个方向光隙

出现在样板直尺中间，而在另一个方向光隙出现在样板直尺两端，应以两次出现的光隙

量之和为受检基座测量面的平面度。

7 专用百分表的检定

7.1 要求:按JJG 34-1984①百分表检定规程1级表要求;且各受检点的示值误差均

不得大于士12 [Lm.
7.2 检定方法:按JJG 34-1984①百分表检定规程检定。

8 示值变动性

8.1 要求:不大于5 jmo
8.2 检定方法:在深度表示值范围 (0-10 mm)的始点位置检定。将基座置于1级平

板 (研磨面的)上，调整百分表，使指针和转数指针对好零位 (指针指向测杆轴线上

方)。将深度表拿起，再轻轻放下。待基座与平板接触后在百分表上读数。如此进行5

次，所得5次读数中的最大值与最小值之差，即为该受检深度表的示值变动性。

9 示值误差

9.1 要求:不大于土12 tcmo
9.2 检定方法:检定前应先将深度表调整零位。此时，专用百分表测头和基座应在同

一平面上，测杆压缩10 mm，指针应指向测杆轴线正上方。在3, 6.5, 10 mm三个位

    ① 该规程已被JJG 34-1996代替 (出版者注)

    4
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置进行检定。每一受检点用两块同一尺寸的3级量块平行放置在 1级平板 (研磨面的)

上，基座测量面的长边和量块工作面的长边应垂直。如图5所示。

10 校对用的量具

10.1 要求

10.1.1 新制造的校对用量具应符合表5的规定。

表 5

标称尺寸 (mm) 偏差 (f, M) 两测量面的平行度 (I'm)

  10, 20, 30

    40, 50

60, 70, 80, 90

  士1

士1.5

  士2

  1

1.5

  2

10.1.2 使用中和修理后的校对用的量具其偏差若超过表5要求，但两测量面平行度是

合格的，可按测得值中的最大值使用并在检定证书上注明。

10.2 检定方法:用4等或2级量块与光学计比较检定。检定不得少于4点，如图6所

示。各点的偏差应不大于表5的要求，两测量面的平行度以各点测得值之间的最大差值

确定。

万
图 5 图 6
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四 检定结果的处理和检定周期

11 经检定符合本规程要求的深度表，发给检定证书;不符合本规程要求的，发给检定

结果通知书。

12 深度表的检定周期可根据使用的实际情况确定，但一般最长不得超过1年。


